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AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale ¢{de* normg
posée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de“a CEIl). Lg
I objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de hormalisation d
aines de l|'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des
Fnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Specifications accessi
ic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confié
ités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le,sujet traité peut particip

ement aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I'Organisation Anternationale de Normalisatioj
n des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions™techniques représentent, dans la
bossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant_ donné que les Comités nationaux de
Fessés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 4
me telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qus
sure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qUiyen est faite par un quelconque utilisateur final.

s le but d'encourager I'uniformité internationaley.les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
ure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publ
bonales et régionales. Toutes divergences’ entre toutes Publications de la CEl et toutes publ
bnales ou régionales correspondantes deivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

CEl n’a prévu aucune procéduredé marquage valant indication d’approbation et n'engage
onsabilité pour les équipements_déclarés conformes a une de ses Publications.
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ma
nati
do
de
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8) L'af

s les utilisateurs doivent s'agsurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

une responsabilité ne _doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
dataires, y compris ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
pnaux de la CEI, paourytout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
mage de quelque/natiure que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les codts (y compris |
ustice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CH
e autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

ention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ

lisation
CEl a
hns les
Normes
bles au
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La Norme internationale CEI 61300-2-18 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1995. Elle constitue
une révision technique. Parmi les changements techniques spécifiques introduits dans cette

nouve

lle édition, figure la combinaison de la température et de la durée d’exposition.
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to {
rnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and’ electronic fig
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,\Technical Specifi

lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IECNNational Committee inf
he subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatjonal, governmental ar
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this pfeparation. IEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
bement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inter
Sensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
Fested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for.international use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts,are' made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IE€ National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible“in their national and regional publications. Any div{
een any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
latter.

provides no marking procedure(to”indicate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity: with an IEC Publication.

isers should ensure that they have the latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exp§g
hbers of its technical-committees and IEC National Committees for any personal injury, property dar
br damage of any.nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe
enses arising out\ of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otH
lications.

indispensablée. for the correct application of this publication.

Attd
patg

ntion”isNdrawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
bnt(rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

prising
romote
Ids. To
tations,

hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to gds “IEC

erested
d non-
closely
ned by
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rom all

lational
of IEC
for any

cations
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ntion is drawn~to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

bject of

International Standard IEC 61300-2-18 has been prepared by sub-committee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995. It constitutes a
technical revision. Specific technical changes in this edition involve simplification of the
combination of temperature and exposure time.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2136/FDIS 86B/2196/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CHI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général Disp

d'inte

connexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales)d'

et de mesures:

Partie
Partie
Partie

1: Généralités et guide
2: Essais
3: Examens et mesures

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne seraspas modifié avant la d
maint¢nance indiquée sur le site web de la CEl sous "hitp://webstore.iec.ch" dans les

donné

es relatives a la publication recherchée. A cette date, la ‘publication sera

* retonduite,

* supprimée,

* renplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

ositifs
pssais

hte de



https://iecnorm.com/api/?name=7692dbc512d51c80073642dddbbe1a03

61300-2-18 © IEC:2005 -7-

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/2136/FDIS 86B/2196/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61300 consists of the following parts under the general title Fibre optic interconmiecting
devicégs and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1 General and guidance

Part 2p Tests

Part 3 Examinations and measurements
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the

maint¢nance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
relategl to the specific publication. At this date, the publication will be

* reg¢onfirmed,

e withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.
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pmaine dappilication

itif ou d'un boftier a fibres optiques a supporter la condition d’environnément a
rature prolongée susceptible de se produire pendant le fonctionnement, le sto
le transport. L'essai est destiné a indiquer la performance de tels_dispositifs lor
Xxposés a une chaleur avec une température constante sur une périede donnée.

frmes généraux, cet essai fournit une température haute qui induit des défaill
ielles du fait du ramollissement et de la dilatation.

méthode n’évalue pas la capacité d’un dispositif a fonctionner pendant les variatig
rature; dans ce cas, c’est la CElI 61300-2-22 qui s’applique.

eférences normatives

ocuments de référence suivants sont indispensables pour [|'application du p

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référ

non d
amen

CEl 6

CEl 6
Métha
Exam

CEl 6
Méthd
Contri

htées, la derniére édition du docunyent de référence s'applique (y compris les éve
jements).

D068-2-2, Essais d'envirannément — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur séche

des fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-1: Examens et mesu
en visuel

1300-3-3,5Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiq
des fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-3: Examens et mesy
ble gctif des variations de l'affaiblissement et du facteur d'adaptation

Bsente partie de la CEI 61300 précise une méthode pour déterminer I'aptitudg¢ d'un

haute
ckage
5qu'ils

ances

ns de

résent
ences
ntuels

1300-3-1,Dispositifs\\d’interconnexion et composants passifs a fibres optiqles -

res -—

ves —
res —

CEl 6

Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-4: Examen et

183UU-5-4, DISPOSIITS anterconnexion et composants passSIrtsS a Tiores opliq

Affaiblissement

3 Description générale

es -

mesures —

Cette procédure est appliquée conformément a la CEl 60068-2-2, essai Bb. L'éprouvette est
placée dans une chambre climatique et elle est soumise a un environnement avec une
chaleur séche qui est maintenue a une température donnée pendant une durée spécifiée,
définie dans la spécification correspondante. Si nécessaire, I'affaiblissement de I'éprouvette

est co

ntrolé pendant toute la durée de l'essai.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-18: Tests — Dry heat -
High temperature endurance

1 S

This g
closur
during
such (

cope

art of IEC 61300 details a procedure to determine the suitability of a fibre optic de
e to withstand the environmental condition of extended high temperature that may
operation, storage and/or transport. The test is intended to indicate the performa
levices when exposed to heat of constant temperature over a given period.

In general terms, this test provides a high temperature to induce “potential failures ¢

soften

This g
in this

2 N

The fd
dated
the re

IEC 6

IEC 6
meast

IEC 6

ing and expansions.

rocedure does not assess the ability of a device to operate during temperature var
case, IEC 61300-2-22 would be used.

ormative references

llowing referenced documents are indispefsable for the application of this docume
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edi
ferenced document (including any amendments) applies.

D068-2-2, Environmental testing— Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

300-3-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te
irement procedures — Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examinat

300-3-3, Fibre-optic interconnecting devices and passive components — Basic te

measirement procedures — Part 3-3: Examinations and measurements — Active monito

chang

IEC 6
measl

es in attendation and return loss

300-3=4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te
irement procedures — Part 3-4: Examinations and measurements — Attenuation

ice or
occur
nhce of

jue to

ations;

nt. For
ion of

st and
fon

st and
ing of

st and

3 G

eneral description

This procedure is conducted in accordance with IEC 60068-2-2, test Bb. The specimen is
placed in an environmental chamber and subjected to a dry heat environment, which is
maintained at a given temperature for a specified duration, as defined in the relevant
specification. If required, the attenuation of the specimen is monitored throughout the duration

of the

test.
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4 Matériel

4.1 Chambre

L'appareillage comprend une chambre climatique conformément a la CEl 60068-2-2, essai
Bb. La chambre doit pouvoir contenir I’éprouvette et doit permettre I'accés pour les mesures
pendant le conditionnement, si nécessaire. Elle doit également étre capable de maintenir la
température et 'humidité spécifiées dans les tolérances spécifiées. Une ventilation forcée
peut étre utilisée pour conserver des conditions homogénes. On doit effectuer les mesures
nécessaires pour s'assurer que l'éprouvette n'entre pas directement en contact avec les
éléments de chauffage ou de refroidissement

4.2 |Source et détecteur optiques

La sdurce et le détecteur optiques utilisés pour mesurer les variations d'affaiblissement
doivent étre conformes a ceux qui sont spécifiés dans la CEl 61300-3-4.

NOTE | Il convient d’utiliser un dispositif pour enregistrer I'affaiblissement sur une période)temps (X, t) lorsque le
détectelur optique n'a pas la capacité d'effectuer une surveillance continue.

5 Procédure
Applidquer la procédure conformément a la CEl 60068-2-2, essai Bb.

Sauf indication contraire

- si|la construction de composants inclut des\sorties optiques, il y a lieu d’'inclurg une
lopgueur de 1,5 m de cable dans la chambre climatique pour chaque accés cgntrélé
pendant I'essai;

— si|des mesures optiques sont demandées pendant |'essai, ces mesures doivent étre
réalisées a intervalle maximal de 1.h:

5.1 Préconditionnement

Nettoyer les parties d’alignement mécaniques et optiques de I'éprouvette conformémept aux
instrugtions du fabricant,

Sauf |indication contraire, maintenir I'éprouvette dans des conditions atmosphéfiques
normgles (conditien'de température ambiante) pendant au moins 2 h.

5.2 Mesures et examens initiaux

Si specifié, réaliser les mesures et examens initiaux comme indiqué par la spécification
applicatte:

5.3 Conditionnement

5.3.1 Reégler la chambre et I'éprouvette aux conditions atmosphériques normales. Placer
I’éprouvette dans la chambre dans sa position de fonctionnement normale, y compris les
interconnexions aux équipements périphériques (lorsqu'elles sont requises).

5.3.2 Reégler la température et I'humidité de la chambre a la sévérité spécifiée. La vitesse de
variation de température ne doit pas dépasser 1 °C/min en moyenne pendant une durée
maximale de 5 min. On laisse la température de I'éprouvette se stabiliser et on maintient cette
température pendant la durée spécifiée.

5.3.3 A l'issue de l'essai, laisser I’éprouvette dans la chambre pendant que la température
est progressivement ramenée aux conditions atmosphériques normales.
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4 Apparatus

4.1 Chamber

The apparatus shall consist of an environmental chamber in accordance with IEC 60068-2-2,
test Bb. The chamber shall be capable of housing the specimen and of allowing access for
measurement during conditioning, if required. It shall also be capable of maintaining the
specified temperature and humidity within the specified tolerances. Forced air circulation may
be used to maintain homogeneous conditions. Care shall be taken to ensure that the specimen
is not directly exposed to the heating or cooling elements.

4.2 Opticatsource anddetector

The dptical source and detector used to measure changes in attenuation shall_comply with
those [specified in IEC 61300-3-4.

NOTE | A device to record attenuation over time (X, t) should be used where the optical detectoer ‘does not have the
capabil|ty to monitor continuously.

5 Procedure
Condyct the procedure in accordance with IEC 60068-2-2, test\Bb.

Unlesg otherwise stated:

- if the component construction includes optical leads, include 1,5 m of cable in the climatic
chpmber for each port monitored during the tesf;

— If |optical measurements are requested during the test, these measurements shiall be
performed at a maximum interval of 1 h.

5.1 Preconditioning

Clean| the mechanical and optical alignment parts of the specimen according fo the
manufacturer’s instructions.

Unless otherwise stated, maintain the specimen under standard atmospheric condition [(room
tempgrature condition)(for'2 h minimum.

5.2 Initial examinations and measurements

If spgcified, \perform initial examinations and measurements as required by the relevant
specifjcation:

5.3 Tonditioning

5.3.1 Set the chamber and the specimen to standard atmospheric conditions. Place the
specimen in the chamber in its normal operating position including hook-ups to peripheral
equipment (when required).

5.3.2 Adjust the chamber temperature and humidity to the specified severity. The rate of
change of temperature shall not exceed 1 °C/min, averaged over a maximum period of 5 min.
Allow the specimen to reach temperature stability and maintain the temperature for the duration
specified.

5.3.3 At the completion of the test, allow the specimen to remain in the chamber while the
temperature is gradually reduced to standard atmospheric conditions.
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5.3.4 Lorsque des mesures optiques sont exigées pendant I'essai, les mesures doivent étre
effectuées a intervalle maximal de 1 . Des mesures doivent étre effectuées conformément a la
CEI 61300-3-3, en ce qui concerne le contrdle des variations de I'affaiblissement et du facteur
d’adaptation.

5.4

Reprise

Maintenir I’éprouvette a des conditions atmosphériques normales pendant plus de 2 h.

5.5

Mesures et examens finaux

A l'isjue de 'essal, enlever tous les dispositits de Tixation et effectuer les mesures, Tl

comm
a des

limiteg établies par la spécification applicable.

Sauf
CEl 6

peut g'agir, par exemple:

— del composants ou d’accessoires cassés, desserrés ou détériores;

dommages permanents. Les résultats de la mesure finale doivent se situer da

spécification contraire, examiner visuellement [I'éprouvette conformément
1300-3-1. Vérifier la présence éventuelle de tout signe de dégradation de I’éprouv

nales,

le définit la spécification applicable, pour s'assurer que I’éprouvette n'est pas soumise

ns les

a la
ptte. |l

— de| ruptures ou dommages de la gaine, des joints d'étanchéité, des serre-cables qu des

fibres;
— de|pieces déplacées, tordues, ou cassées.

6 S

La sé
séveri

Une d

7 D

-

pvérité

vérité comprend la combinaison de la‘fempérature et de la durée de I'expositig
[té doit étre indiquée dans la spécification applicable.

fes sévérités figurant au Tableau 1 doit étre spécifiée pour cette procédure :

Tableau 1 — Sévérités

Température Durée de I'épreuve
°C h
+60
+70 96
+85

n. La

gtails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre stipulés dans la spécification corres-
pondante:

— température;

- du

rée de I'épreuve;

— mesures et examens initiaux et exigences fonctionnelles;

- eX

amens et mesures en cours d'essai et exigences fonctionnelles

— mesures et examens finaux et exigences fonctionnelles;

- éc

— cri

arts par rapport a la procédure d'essai;
téres supplémentaires d'acceptation/de rejet.
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